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Zdjêcie na ok³adce: Œlady po analizie chemicznej metod¹ ablacji laserowej po³¹czonej ze spektrometri¹ mas z plazm¹ indukcyjnie
sprzê¿on¹ (LA-ICP-MS) w obrazie mikroskopu elektronowego (BSE). Zdjêcia po prawej stronie przedstawiaj¹ powiêkszone obrazy
skaningowe kraterów powsta³ych po zastosowaniu wi¹zki lasera (Nd:YAG 266 nm) o œrednicy jedynie 25 µm (g³êbokoœæ krateru 100 µm).
Za pomoc¹ metody LA-ICP-MS mo¿na in situ okreœliæ sk³ad chemiczny próbki geologicznej i oznaczyæ zawartoœæ pierwiastków
œladowych. Fot. L. Giro (patrz str. 1067)
Cover photo: Backscattered Electron (BSE) image featuring traces resulting from chemical analysis carried out by laser ablation
inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Photos in the right show enlarged BSE images of craters 100 µm in
depth, formed by ablation with laser beam (Nd:YAG 266 nm) only 25 µm in diameter. The LA-ICP-MS method makes possible
determinations of chemical composition of geological samples and content of trace elements. Photo by L. Giro (see page 1067)


